TERMODINA



Bir kimyasal tepk

sicakliklarina baghdir. Tepkimelerin 1sil etkile

cikanlar ayni sicakliga gore degerlendiriimelidir. TUm tepkimelerin t
tablolar halinde vermek mumkutn degildir. Deneysel olarak belirlen

Standart kosullarda ortaya ¢ikan enerji degisimi “Standart Te tafpisi’dir.
1

« Standart kosullar: Basing 1 bar (105 Pa) (6nceleri 1 atmA¥01825 Pa)), Sicaklik 298
Kdiir. /

« Standart haldeki termodinamik 6zellik degerleri (¢Yisafeti ile gosterilir.

« Tepkime isisiI stokiyometrik katsayilar ile belirienir.



tepkimesi” denir. Olusum i1sisi 1 mol olusan madc

1
Hz +502 - Hzo

Genel olarak bu sicaklik 298.15 K (veya 25 °C) dir. Bu sicaklikta, ' olugsum IsisI

' usum 1sisini

AH®5 semboll ile gosterilir. (°) sembolu standart degeri, f 2
gosterir.

Standart Yanma Isisu:
Tepkimeye giren ve ¢ikanlarin standart kosullagdaki yanma 1sisidir. Cok sayidaki
tepkimenin standart olusum isisi, standart yanma isilarindan hesaplanir. Fazla olusum

tepkimesi gerceklesmediginden, dolaysiz yoldan belirlenir.




AH® => v H?

|

terimi, i bilesenin standart hal entalpisidir

stokiyometrik say! /

Herhangi bir kimyasal bilegenin standart hal entalpisi, bsey olusum isisi ile
bileseni olusturan elementlerin standart haldeki entalp' i toplamina esittir.
*  Yani;




AH° ‘in Sicakliga Baglilhgi

dH} = CpdT —— ZvidHf:ZviC?,idT

. Standart tepkime entalpi degisimi

: T, referans sicakliginda standart tepkime 1sisi.

. Tepkimenin standart i1s1 kapasitesi degisimi,
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yazilabilir.

benzetimle AB, AC ve AD de

Yukaridaki esitliklerden, daha dnce de aciklandigi gibi;

elde edilir.
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